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Szanowni Państwo, 

 Władze Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Firma „SHIM-POL  A. M. 
BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna serdecznie zapraszają na 
seminarium 

„Innowacje techniczne i aplikacyjne w analizie chemicznej: Najnowsze rozwiązania                                     
i zastosowania chromatografii oraz spektroskopii” 

Seminarium odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. w gmachu A Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, w Sali nr 112.  

Program podzielono na bloki tak, aby każdy z Państwa mógł wybrać dla siebie najbardziej interesujące 
zagadnienia. 

• Blok A – Chromatografia cieczowa 
• Blok B – Chromatografia gazowa 
• Blok C – Spektroskopia    

PROGRAM 

 8.45-9.00 Rejestracja uczestników 

A 

9.00-9.30 „Techniki wielowymiarowe HPLC-MS/MS: metody LC-LC oraz LC  
kolejnym krokiem do kompletnej analizy próbki” - Dr Marcin Gawryś 

9.30-10.00 „Obrazowa spektrometria mas: Nowe narzędzie analityczne” - Dr Marcin Gawryś 
10.00-10.30 „Zautomatyzowany dobór optymalnych warunków analitycznych w technice HPLC”                

- Dr Marcin Gawryś 

 10.30-10.45 Przerwa kawowa 

B 

10.45-11.30 „Tandemowa spektrometria mas (GC-MS/MS) innowacyjne funkcje oraz rozwiązania 
prowadzące do automatyzacji procesu analitycznego” - Dr Krzysztof Bańka 

11.30-12.00 „Chromatografia 5D: LC-GC × GC-MS/MS- nowy wymiar analityczny”  
- Dr Krzysztof Bańka   

 12.00-12.30 Przerwa: Lunch 

C 

12.30-13.00 „Spektrofotometryczne techniki odbiciowe (UV, FTIR, RF) w analizie próbek      
środowiskowych i biologicznych” - Dr Rafał Głaszczka 

13.00-13.30 „Nowoczesna analiza pierwiastkowa i specjacyjna: Szybkie, wysokoczułe i nisko-kosztowe 
analizy ICP-OES i ICP-MS” - Dr Rafał Głaszczka 

13.30-14.20 „Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS): Identyfikacja atomów na profilach 
głębokościowych oraz zastosowanie do analizy próbek biologicznych i medycznych”  
- Dr hab. Marek Szklarczyk 

 14.20 Zakończenie 
 

Mamy nadzieję, że powyższa tematyka będzie dla Państwa interesująca oraz będzie okazją do 
wymiany doświadczeń i wiedzy. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 9 lutego 2016 r.,  
poprzez przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowego na numer faksu: 

22/722-70-51 

lub na adres e-mail: kamilam@shim-pol.pl  


